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Beginn der Gültigkeit

Die EN 61040 gilt seit 15. September 1992.

Der Norm-Inhalt war veröffentlicht als Entwurf DIN VDE 0835/11.86.

Nationales Vorwort

Diese Norm basiert auf einem deutschen Vorschlag, der bei IEC/TC 76 „Laser equipment“ überarbeitet wurde. Die Publi-
kation IEC 1040 wurde von CENELEC unverändert übernommen. National für dieses Arbeitsgebiet zuständig ist K 841
„Lasergeräte und -anlagen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Fortsetzung Seite 2
und 12 Seiten EN

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm IEC 1040

August 1993

EN 61040

VDE 0835

Die Europäische Norm EN 61040 :1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

ß

®
Klassifikation

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung  im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchführung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Der Zusammenhang zwischen den in dieser Norm zitierten IEC-Publikationen und den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben:

Internationale Norm oder Deutsche Norm VDE-Klassifikation
Europäische Norm

IEC 825 bzw. DIN EN 60 825 VDE 0837
EN 60825

IEC 1010-1 DIN VDE 0411 Teil 100
(z. Z. Entwurf)

Zitierte Normen

– in der Deutschen Fassung:

IEC 825:1984 Radiation safety of laser products, equipment classification, requirements and
user's guide

IEC 1010-1:1990 Safety requirements; Electrical equipment for measurement, control, and labo-
ratory use; Part 1: General requirements

– in nationalen Zusätzen:

DIN VDE 0411 Teil 100 Messen, Steuern Regeln; Sicherheitsbestimmung für elektrisch betriebene
Meß,- Steuer-, Regel- und Laborgeräte; Allgemeine Anforderungen; Identisch
mit IEC 66E(Sec)22

DIN EN 60 825 Strahlungssicherheit von Laser-Einrichtungen; Klassifizierung von Anlagen,
Anforderungen und Benutzer-Richtlinien; (IEC 825:1984 + A1:1990, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60825:1991

Frühere Ausgaben

DIN 57 835/VDE 0835: 07.81

Änderungen

Gegenüber DIN 57835/VDE 0835/07.81 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Einführung der zusätzlichen Angabe der Parameter, bei denen die Mindestanforderungen eingehalten werden.

b) Exaktere Definition der Bedeutung der Meßgeräteklassen

c) Hinweis auf Anwendungseinschränkungen in der Bedienungsanleitung

d) Begriffe überarbeitet

e) EN 61040 übernommen

Internationale Patentklassifikation

H 01 S

G 01 R 031/00

G 01 J 001/00

G 12 B 005/00
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DK 621.317: 621.37

Deskriptoren: Laser, Sicherheit, Klassifikation der Geräte, Richtlinien für den Benutzer

Power and energy measuring detectors,
instruments and equipment for laser
radiation
(IEC 1040:1990)

Détecteurs, instruments et matériels de
mesurage de puissance et d'énergie des
rayonnements laser
(CEI 1040:1990)

Oktober 1992

Empfänger, Meßgeräte und Anlagen zur Messung
von Leistung und Energie von Laserstrahlung

(IEC 1040:1990)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1992-09-15 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfül-
len, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne
jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch).  Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Däne-
mark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Königreich.

Ref.-Nr. EN 61040:1992 D

Deutsche Fassung

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel

 1992. Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten.
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Vorwort

Auf Antrag des CENELEC Technischen Komitees TC 76, Laser-Einrichtungen, wurde die Internationale Norm IEC
1040:1990 im Dezember 1991 zur Annahme als Europäische Norm in das Einstufige Annahmeverfahren (UAP)
gegeben.

Der Text der Internationalen Norm wurde von CENELEC am 15. September 1992 als EN 61040 genehmigt.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

– spätestes Datum der Veröffentlichung einer
identischen nationalen Norm (dop): 1993-09-01

– spätestes Datum für die Zurückziehung
entgegenstehender nationaler Normen (dow): 1993-09-01

Für Erzeugnisse, die vor 1993-09-01 der einschlägigen nationalen Norm entsprochen haben, wie durch den Her-
steller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm für die Fertigung bis
1998-09-01 noch weiter angewendet werden.

Anhänge, die als „normativ“ bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt. In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 1040:1990 wurde von CENELEC als Europäische Norm ohne irgendeine
Abänderung genehmigt.
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